
力学的影響 
 
・表面近傍の残留応力の深さ方向変化を測定 (GIXRD) 
・粒内、粒界の残留応力変化の推定 (XRD) 
・表面酸化皮膜の残留応力を評価 (GIXRD) 
・疲労き裂、応力腐食割れき裂の３次元可視化 (CT) 
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粒径・組織制御、溶接信頼性 
・デンドライト組織の成長のリアルタイム測定 (CT) 
・溶接熱影響部のphaseの空間分布 (XRD) 
・溶接部の元素分布イメージング (XRF, XANES) 

磁性 
・磁区の空間分布の顕微イメージング (XMCD) 
・磁性金属の電子状態 (spin-ARPES) 

反応制御/表面界面制御 
・金属触媒の経時変化の解析 (XAS,XRF) 
・コート層の３次元元素分布 (CT, XRF, XANES…) 
・めっきに微量元素を添加した場合の影響の解析(XRD…) 
・金属の腐食と成分変化 (XRD+XRF) 
・人工関節のCr酸化の解析 (XRF) 
・金属-樹脂等の異材接合界面の分析 (XANES, HXPES, 

EXAFS…) 
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